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Dalyko anotacija 

Kieti kūnai,jų tipai ir charakteristikos. Amorfinės, kvazikristalinės, kristalinės medžiagos. 

Kristalografijos pagrindai. Idealūs ir realūs kristalai. Kristalinės struktūros defektai ir jų susidarymo 

priežastys. Defektų klasifikacija. Kristalizacijos procesai. Homogeninė ir heterogenine kristalizacija. 

Kristalų morfologija ir tekstūra. Kristalu pusiausvyroji, augimo ir irimo forma.  Kristalų morfologija, 

vidinės struktūros defektų atspindys joje.  Polikristalinių kietų kūnų tekstūra. Rekristalizacija, sąlygos, 

reikalingos rekristalizacijos procesui. Kietų kūnų struktūra, jai jautrios ir nejautrios savybės, 

kristalinės struktūros defektų įtaka. Metalų sustiprinimas mechaniniu jų apdirbimu ir legiravimu 

priemaišiniais atomais.   

Mikroskopini, difrakcinių ir spektroskopinių metodų naudojimas kietų kūnų struktūros tyrimui. 

Skenuojančioji ir peršvietimo elektroninė mikroskopija, rentgenospektrinė analizė. Fokusuotų jonų 

pluoštelio metodikos. Rentgenofazinė analize. Kristalinės gardelės parametrų nustatymas, vidinės 

struktūros tyrimai.  Rentgeno fotoelektronų ir Ože elektronų spektroskopija.Tunelinė ir atomo jėgos 

mikroskopija, antrinių jonų masių spektroskopija. 
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